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Aparat do ciqglego pomiaru gruboéci tafli szklanej

~

Przedmiotem wynalazku jest aparat do cig-
glej kontroli sposobem optycznym grubosci
ciggnionej tafli szkia bez dotykania jej po-
wierzchni. )

Aparat 1 jego dzialanie uwidoczniono sche-
matycznie na rysunku. Sklada sie on ze Zrédla
§wiatla jednorodnego Z, przesiony P, z na-
niesionymi rysami dla promienia giéwnego 1
i promieni pomocniczych 2 i 3, soczewki 8 oraz
ekranu E (szklo matowe). W zaleznosci od gru-
bosci g tafli T odbita wewnetrznie cze§é 1" pro-
mienia gléwnego 1 przesuwa si¢ miedzy pro-
mieniami 2' i 3', okreflajacymi jej dopuszczal-
ne polozenia graniczne.

Stosunek odleglosci 11 2 do 2 i 8 winien byé

réwny stosunkowi grubosSci minimalnej do po-
la tolerancji. Nieuniknione w pracy przesunig-

*) Wiasciciel patentu oswiadczyl ze tworea
wynalazku jest inz, -Henryk Strzalkowski.

Patent triwa od dnia 17 grudnia 1955 r.

cia réwnolegle oraz ewentualne skrecenia tafil
wzgledem aparatu nie wplywaja na wiskazania.

Rzutowanie na ekran promienia 1' nie jest
konieczne.

Aparat wedlug wynalazku ma szczegblne za-
stosowania przy ciggnieniu tafli szklanej, gdyz
pozwala na pomiar grubo$ci tafli czy szyby
szklanej w czasie jej wyciggania i do natych-
miastowej regulacji jej grubo$cl w czasie tej
czynnosci.

Zastrzezenia patentowe

1. Aparat do ciaglego pomiaru graboéci tafli
szklanej, znamienny tym, Ze posiada #rédilo
géwiatla jednorodnego, przyslone (P) z trze-
ma szparami lub rysami wysylajacymi trzy
réwnolegle promienie lub cienie (1, 2, %) na
szklang tafle (T), soczewke rozpraszajgcs (8)
- chwytajaca promienie odbite oraz ekran (E).



2. Aparat wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze

-

na" przyslonle &) odlegloﬁé szpar czy rys dla

", promieni ¢zy ¢lenl (I, 2, 3) jest tak dobrana,

. Avx‘

aby stosunék odleglosci miedzy promieniem
czy cieniem (1) & promieniem czy cieniem
(2) do odlegloéci miedzy promieniem czy cie-
niem (2) a promieniem czy cieniem (8) réw-
nala si¢ istosunkowl minimalnej zaloZonej

grubosc (g) tafli (T) do zalozonej dopuszczal-
nej tolerancji.
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